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Spezialisierte Detektoren fur die Mikroskopie

Nick Sidney Lemberger — n.lemberger@wwu.de — Raum 213

In der nichtlinearen Mikroskopie spielt eine effiziente Detektion eine entscheidende Rolle, indem der
Fotodetektor das optische Signal in ein elektrisches umwandelt, um es anschlieBend weiterverarbei-
ten, digitalisieren und speichern zu kdnnen. Der meist geringe Wirkungsquerschnitt des nichtlinearen
Kontrastmechanismus stellt insbesondere in Verbindung mit hohen Messaufnahmeraten sehr hohe
Anspriche an die Empfindlichkeit, die Ansprechgeschwindigkeit und das Rauschverhalten des verwen-
deten Fotodetektors.

In der AG Optische Technologien erforschen und entwickeln wir deshalb neben verschiedenen opti-
schen Kontrastverfahren auch spezifisch angepasste Fotodetektoren fir eine verbesserte Anwendbar-
keit der Mikroskopiesysteme.
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Links: Photonenzahl auflédsender Detektor auf Grundlage eines neuartigen Silizium-Photomultipliers
(SiPM). Rechts: Speziell fir die Raman-Mikroskopie entwickelte Detektorschaltung.

| Mogliche Schwerpunkte deiner Bachelor- oder Masterarbeit:

¢ Entwicklung eines Wenig-Photonen-Impulsmessgerates mittels SiPM
e Entwicklung eines Pulsratensynchronisierten DAQ-Systems fir die Mikroskopie

e Fluoreszenzunterdrickung in der Raman-Mikroskopie durch zeitliches Schalten |

Im Rahmen der Abschlussarbeit bieten wir die Méglichkeit, praktische Erfahrung im Umgang mit pro-
fessioneller Laborausstattung zu sammeln und Wissen im Bereich der Photonik und Elektrotechnik zu
er-werben. Dabei werden Kompetenzen in der rechnergestiitzten Datenaufnahme und -auswertung
mit gangigen Softwarepaketen (z.B. MatlLab) vermittelt. Ebenfalls wird der Umgang mit englischspra-
chiger Fachliteratur trainiert.
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